
14:00～14:05 開会挨拶 物質・材料研究機構
14:05～14:25 樹脂―金属接合界面の分析

山本 麻矢 株式会社三井化学分析センター
14:25～14:45 軟X線発光分光器（SXES）を用いたホウ素化合物の化学結合状態分析

と第一原理計算による解釈
越谷 翔梧 日本電子株式会社

14:45～15:05 分析電子顕微鏡によるエネルギー材料の評価
宮﨑 吉宣 株式会社住化分析センター

15:05～15:25 Pt,Pd担持Al₂O₃触媒のSTEM-EDSトモグラフィー
田辺 栄司 広島県立総合技術研究所西部工業技術センター

15:25～15:35 休憩
15:35～15:55 超伝導インフォマティクス研究への微細構造解析の貢献

波多 聰¹、斉藤 光¹、王 超¹、郭 子萌¹、嶋田 雄介²、飯田 和昌³、
山中 晃徳⁴、山本 明保⁴
¹九州大学、²東北大学、³名古屋大学、⁴東京農工大学

15:55～16:15 原子力機構専用ビームラインへの走査型透過X線顕微鏡の導入
土井 玲祐 日本原子力研究開発機構

16:15～16:35 超伝導X線検出器を搭載したSEM-EDX装置による未活用情報の取得
藤井 剛 産業技術総合研究所

16:35～16:55 原子分解能電子顕微鏡による低次元構造の可視化
熊本 明仁 東京大学

16:55～17:00 閉会挨拶 構造解析連携協議会

プログラム ( 敬称略 )

参加申し込み:　 URL: http://ajcp.biz/
お問い合わせ先：微細構造解析プラットフォーム推進室　E-mail: acnp@nims.go.jp QRコード

参加申込用

～ JASIS2019 コンファレンス～

微細構造解析・分析
連携セミナー

2019 年9月5日 (木 ) 14:00～17:00( 受付 13:30 ～ )

無料

微細構造解析プラットフォーム推進室、構造解析連携協議会

開催日時

場　　所

参 加 費

幕張メッセ国際会議場 105 会議室

主　　催

※下記 URL より事前登録をお願いします。


